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摘要(译)

通过光谱分析仪控制施加到组织测量部位的压力，在组织体积的光学采
样期间以受控和可再现的方式改变组织测量部位处的局部吸收和散射系
数的装置允许施加的压力保持恒定水平或施加的压力可以作为时间的函
数以受控的，可再现的方式变化。用于接收身体部位的支撑件将身体部
分保持在固定位置和固定高度。机械系统推进光纤探头，直到它以恒定
的压力与身体部位接触。施加的力由单臂平衡上的配重提供。温度控制
允许光纤探针的温度与组织测量部位紧邻的温度平衡。替代实施例允许
光纤探针与组织测量部位直接接触，并且将已知距离移位到组织中。本
发明还体现为一种方法，其中计算连续光谱测量的吸收和散射系数以确
定用于检测目标分析物的最佳穿透深度。
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